
DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV 
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen 
von  EA,  ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung 

Akkreditierung 

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

Umweltsimmulationszentrum 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

Am Standort 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

EMV-Labor im Umweltsimulationszentrum 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen 
durchzuführen: 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 09.08.2016 mit der 

Akkreditierungsnummer D-PL-11197-02 und ist gültig bis 08.08.2021. Sie besteht aus diesem Deckblatt, 

der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 5 Seiten. 

Registrierungsnummer der  Urkunde:  D-PL-11197-02-00 

 

'i 1 	 liii  lb  
Im Auftrag Dipl.-Ing. (FH) Ralf Egner 

Abteilungsleiter 

 

Frankfurt, 09.08.2016  

 

Siehe Hinweise auf der Rückseite 
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DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-02-00 

nach DIN EN ISWIEC 17025:2005 

Gültigkeitsdauer: 09.08.2016 bis 08.08.2021 	Ausstellungsdatum: 09.08.2016 

Urkundeninhaber: 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

Umweltsimmulationszentrum 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

Am Standort 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

EMV-Labor im Umweltsimulationszentrum 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

Prüfungen in den Bereichen: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Fach- 

bereich 

Norm oder 
Prüfverfahren / 
Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

EMV VG 95373 Tei11:1986-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten — Grundlagen 

EMV VG 95373 Tei110:1987-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten — Meßverfahren für Störströme 

EMV VG 95373 Tei111:1993-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten — Meßverfahren für 

Störspannungen 
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-02-00 

DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Fach- 

bereich 

Norm oder 

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

[MV VG 95373 Tei112:1989-08 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten — Meßverfahren für 

Störfeldstärken 

[MV VG 95373 Tei113:1993-09 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten — Meßverfahren für 

Störfestigkeiten gegen Felder 

Frequenzbereich 

zurzeit beschränkt 

auf 4 GHz 

[MV VG 95373 Tei114:1998-07 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten —Teil 14: Meßverfahren für 

Störfestigkeit gegen leitungsgeführte 

Störsignale 

Max. Prüfspannung 

für Verfahren LF03G 

beträgt 600 V 

(entspricht GWK2) 

EMV VG 95373-1:2008-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

([MV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten — Teil 1: 
Grundlagen; Text Deutsch und Englisch 

, 

[MV VG 95373-10:2008-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

([MV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten — Teil 10: 

Prüfverfahren für leitungsgeführte 

Störströme; Text Deutsch und Englisch 

[MV VG 95373-12:2008-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV)— Elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten —Teil 12: 

Prüfverfahren für Störfeldstärken; Text 

Deutsch und Englisch 

Frequenzbereich 

zurzeit beschränkt 

auf 18 GHz 

[MV VG 95373-13:2008-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 
([MV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten — Teil 13: 

Prüfverfahren für Störfestigkeit gegen 

Felder; Text Deutsch und Englisch 

Frequenzbereich 
zurzeit beschränkt 

auf 4 GHz 

[MV VG 95373-14:2008-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 

([MV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten — Teil 14: 
Prüfverfahren für Störfestigkeit gegen 

leitungsgeführte Störgrößen; Text 

Deutsch und Englisch 

Max. Prüfspannung 

für Verfahren LF03G 

beträgt 600 V 

(entspricht GWK2) 

Gültigkeitsdauer: 09.08.2016 bis 08.08.2021 
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-02-00 

DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Fach- 
bereich 

Norm oder 
Prüfverfahren / 

Ausgabestand 
Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 

Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

EMV VG 95370-1:2011-12 Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen — 

Teil 1: Grundlagen; Text Deutsch und 

Englisch 

EMV VG 95370-10:2011-12 Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen — 

Teil 10: Prüfverfahren für 

leitungsgeführte Störaussendungen; Text 

Deutsch und Englisch 

EMV VG 95370-10 

Beiblatt 1:2012-12 
Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen — 

Teil 10: Prüfverfahren für 

leitungsgeführte Störaussendungen, 

Störspannungen; Text Deutsch und 
Englisch 

EMV VG 95370-12:2011-12 Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen — 

Teil 12: Prüfverfahren für Störfeldstärken 

von Systemen; Text Deutsch und Englisch 

Frequenzbereich 

zurzeit beschränkt 

auf 18 GHz 

EMV VG 95370-13:2011-12 Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen— 

Teil 13: Prüfverfahren für 

Störsicherheitsabstände gegenüber 

systemeigenen Feldstärken; Text Deutsch 
und Englisch 

Frequenzbereich 

zurzeit beschränkt 

auf 4 GHz 

EMV VG 95370-14:2011-12 Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) — Elektromagnetische 

Verträglichkeit von und in Systemen — 

Teil 14: Prüfverfahren für 

Störsicherheitsabstände gegen 

leitungsgeführte, vom eigenen System 

verursachte Störgrößen; Text Deutsch 
und Englisch 
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-02-00 

DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Fach- 

bereich  

Norm  oder 

Prüfverfahren  /  

Ausgabestand  

Titel  der Norm  oder  des  Prüfverfahrens  
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

EMV MIL-STD 461A 

01.08.1968 

Military Standard  

Electromagnetic Interference  

Characteristics  
Requirements for Equipment  

Frequenzbereich für  

Verfahren  RS03 

zurzeit beschränkt  

auf  4 GHz 

EMV MIL-STD 46113 

01.04.1980 

Military Standard  

Electromagnetic Emission and  

Susceptibility  

Requirements for the Control of  

Electromagnetic Interference 

Frequenzbereich für  

Verfahren  RS03 

zurzeit beschränkt  

auf  4 GHz 

EMV MIL-STD 461C 

04.08.1986 

Military Standard  

Electromagnetic Emission and  
Susceptibility  

Requirements for the Control of  

Electromagnetic Interference 

Frequenzbereich für  
Verfahren  R503 

zurzeit beschränkt  

auf  4 GHz 

EMV MIL-STD 461D 

11.01.1993 

Military Standard  

Requirements for the Control of  
Electromagnetic Interference  
Emissions and Susceptibility  

Frequenzbereich für  

Verfahren  RS103 

zurzeit beschränkt  
auf  4 GHz  

Keine Prüfgeräte für 
Verfahren  CS115  

und  RS105 

EMV MIL-STD 461E 

20.08.1999 

Department of Defense  

Interface Standard  

Requirements for the Control of  

Electromagnetic Interference  

Characteristics of Subsystems and  

Equipment  

Frequenzbereich für  

Verfahren  RS103 

zurzeit beschränkt  

auf  4 GHz 

Keine Prüfgeräte für  
Verfahren  CS115  

und  RS105 

EMV MIL-STD 461F 

10.12.2007 

Department of Defense  

Interface Standard  

Requirements for the Control of  

Electromagnetic Interference  

Characteristics of Subsystems and  
Equipment  

Frequenzbereich für  

Verfahren  RS103 

zurzeit beschränkt  

auf  4 GHz 

Keine Prüfgeräte für  

Verfahren  CS115  

und  RS105  
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-02-00 

DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Für Prüfungen (DIN EN iso/IEC 17025): 

Fachbereich 
Norm  oder 

Prüfverfahren  /  

Ausgabestand 
Titel  der Norm  oder  des  Prüfverfahrens 

Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

Grundnormen  

EMV RICA/ DO 160-D 

Section 17 

04.03.1997 

Environmental Conditions and Test 

Procedures for Airborne Equipment 

Section 17 

Voltage Spike 

EMV RTCA/ DO 160-D 

Section 18 

04.03.1997 

Environmental Conditions and Test 

Procedures for Airborne Equipment 

Section 18 

Audio Frequency Conducted Susceptibility-

Power Inputs 

EMV RTCA/ DO 160-D 

Section 19 

04.03.1997 

Environmental Conditions and Test 

Procedures for Airborne Equipment 

Section 19 

Induced Signal Susceptibility 

EMV RICA/ DO 160-D 

Section 20 

14.12.2000 

Environmental Conditions and Test  

Procedures for Airborne Equipment  

Section 20 

Frequenzbereich  

für  Störfestigkeits-

prüfungen  bis  4 

GHz Radio Frequency Susceptibility 

(radiated and Conducted) 

EMV RICA/ DO 160-D 

Section 21 

08.12.2010 

Environmental Conditions and Test 

Procedures for Airborne Equipment 

Section 21 

Emission of Radio Frequency Energy 

EMV RTCA/ DO 160-D 

Section 25 

04.03.1997 

Environmental Conditions and Test 

Procedures for Airborne Equipment 

Section 25 

Electrostatic Discharge (ESD)  
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

Standort Berlin 
	

Standort Frankfurt am Main 
	

Standort Braunschweig 
Spittelniarkt 10 
	

Europa-Allee 52 
	

Bundesallee 100 
10117 Berlin 
	

60327 Frankfurt am Main 
	

38116 Braunschweig 

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate 

Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in 
unveränderter Form. 

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, 

die über den durch die DAkkS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen. 

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 

31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung 

im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30). 

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der  
European co-operation for Accreditation (EA),  des International  Accreditation  Forum (IAF) und 
der International  Laboratory Accreditation Cooperation  (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen 
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an. 

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:  
EA:  www.european-accreditation.org  

ILAC: www.ilac.org  
IAF: www.iat nu 
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